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Известно, что до настоящего времени исследования закономерностей эмиссии заряженных частиц из плазмы ограничивались, в основном, двумя случаями при острой фокусировке лазерного излучения на поверхность мишени и при относительно малом угле падения лазерного излучения (( ( 450). Нами приводятся экспериментальные результаты исследования природы эмиссии и характеристики многозарядных ионов плазмы, образующихся при наклонном (близкой к скользящему вдоль поверхности мишени) падении лазерного излучения на поверхность W. Опыты проводились на установке, которая описана [1, 2]. Установка позволяет вращать лазерную головку вокруг мишенной камеры в диапазоне углов ( = 150 ( 850. Для выяснения роли угла падения излучения на мишень исследования проводились при ( =180 и 850, при одинаковых начальных условиях.

Экспериментальные результаты, полученные при наклонном падении излучения на поверхность мишени с плоскостью поляризации, перпендикулярной плоскости мишени, значительно отличаются, от данных, наблюдающихся при традиционных (( =180) углах падения излучения на мишень. Масс-спектры ионов лазерной плазмы, образованных при (=850, более полно отражают элементный состав слоя, адсорбированного на поверхности W. При этом максимальная кратность заряда Zmax многозарядных ионов, соответствующих матрице образца, всегда меньше, чем Zmax при (=180. При последовательном воздействии импульсов лазерного излучения на W под углом (=850 уменьшаются как число, так и интенсивность ионных сигналов - элементов примесей. Одновременно возрастают амплитуда сигналов ионов W и кратность его заряда. Например, в проводимом примере после первого импульса лазера в масс-спектрах регистрируется линии ионов примесных элементов O+, O2+, C+, N+, Na+, K2+, S+, S2+, Co+, Co2+, а Zmax ионов W не превышает 3. После третьего импульса Zmax для ионов W доходит до 4, а из примесных элементов регистрируются лишь ионы C и O. В случае же (=180 на протяжении десяти импульсов масс-спектры практически идентичны, и Zmax для ионов W достигает 5. Следовательно, энергетические распределения многозарядных ионов существенно зависят от угла воздействия излучения на мишень. При падении, близкой к скользящему ((=850), диапазон энергетического распределения значительно меньше, чем при острых углах ((=180) падения. Например, энергия Emax ионов W+ и W+4, образующихся при ( ( 850, не превышает 500 эВ и 1кэВ, соответственно, в то время как при ( ( 180 Emax этих ионов достигает ( 4 кэВ. Установлено, что при скользящем падении ток в импульсе Imax достигает ( 100А, при ( ( 180 ток Imax ( 45А. Отметим, что качественный вид и количественные характеристики масс-зарядовых спектров, а также энергетические распределения многозарядных ионов и генерируемые плазмой токи, наблюдаемые при двух значениях углах падения (( = 180 и 850) также установлено в диапазоне углах ( = 150 ( 850, т.е. существенно зависят от угла воздействия лазерного излучения на мишень. 
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